AMT Role Test Cihazi

Vebko'nun Tarihgesi

Vebko (bilgi tabanli bir sirket) 2014 yilinda kurulmustur. ilk endistriyel Grini -2015'in ortalarinda pazara sunulmus, ve bugiine kadar enerji,
petrol ve gaz sektorlerindeki biiyik kuruluglara ve universitelere 850'den fazla réle test cihazi teslim edilmistir. AMT; koruma réleleri, giig
transformatérleri, akim transformatérleri (CT), gerilim ve kapasitif gerilim transformatérleri (VT/CVT), devre kesiciler, kablolar ve sicaklik
sensérleri dahil olmak tizere ¢ok gesitli cihazlarin test edilmesine yonelik genel bir ¢ézam olup asagidaki ozellikleriyle farkli réleleri ve koruma
ekipmanlarini test etmek igin gereken kapasiteyi saglar.

AMT205, alti adet 32-A akim kaynag (ii¢ fazli 64 A, tek fazli 128 A; 300 ms'den kisa siireler igin tig fazli 70 A ve tek fazli 200 A'ya kadar), alti
adet 300-V gerilim kaynag (tek fazli 1200 V'a kadar), entegre akim ve gerilim gikiglari, 8 ikili/analog giris, 2 yiiksek dogruluklu analog
akim/gerilim girisi, 4 ikili ¢ikis ve 420 V'a kadar DC gerilim kaynagi sunar.

AMT105, alti adet 32-A akim kaynag) (ii¢ fazli 64 A, tek fazli 128 A), dért adet 150-V gerilim kaynag (tek fazli 450 V'a kadar), entegre akim ve
gerilim cikislari, 8 ikili/analog giris, 2 yiuksek dogruluklu analog akim/gerilim girisi, 4 ikili ¢ikis ve 212 V'a kadar DC gerilim kaynag saglar.

Girig

Ar-Ge strecinde ileri teknolojiden yararlanilmasi, Vebko'nun ileri seviye sekonder test ekipmanlar icin esneklik, dogruluk, taginabilirlik ve
guvenilirlik agisindan yiksek standartlar belirlemesini sagladi.
Kullanicilar, bu alandaki ihtiyaglarina gére AMT test ailesinden kendileri icin en uygun cihazi segebilirler.
AMT cihazlanyla ¢alismak igin cesitli se¢enekler mevcuttur:
e  AMT105—hassas él¢im ve sinyal enjeksiyonu ézellikleriyle—réle ve koruma uzmanlarinin yaygin réle ve ilgili ekipman testlerine
yonelik ihtiyaglarini karsilar.
e  AMT205, en yeni miihendislik ysntemlerini kullanarak genis bir deger araliginda hassas, yiksek giigli sinyal él¢imi ve tretiminin yani
sira IEC 61850 protokolii testini sunar ve bu alandaki profesyoneller icin eksiksiz bir yetenekler paketi saglar.
e  AMT103 ve AMT203, AMT105/AMT205'in belirli donanim &zelliklerini icermemekle birlikte, temel tinitelerin cesitli cekirdek modiillerini
koruyarak rutin réle testlerini kapsar.
Gugli AMPRO PC yazilimi—farkli uygulamalar icin optimize edilmis test odalari ve bir koruma test kiitiiphanesi (XRIO) iceren—genis bir yetenek
seti sunar. Bu modiillerin test planlarinda esnek bigimde birlestirilmesi, zaman kazandiran otomasyonu mimkin kilar. Gegici rejim simiilasyonu
ile kullanicilar, dahili sebeke simiilasyonuna sahip sistem tabanh yaklasim sayesinde daha kapsamli testleri kolayca gerceklestirebilir. AMT
Quick ise hizli ve basit kontroller igin ideal olan manuel test ¢alismalarina yonelik kullanigh bir segenek sunar.
AMT test ekipmanlari kablolu Ethernet, USB veya Kablosuz ag uzerinden kontrol edilebilir.

AMT105

AMT105 test muhendislerinin koruma cihazlarini yeterli hassasiyetle degerlendirmesi icin mikemmel bir segcimdir. 32 A'e kadar alti akim
¢ikigina ve 150 V'luk iig gerilim gikigina sahiptir; yalnizca 13 kg agirligiyla, gii¢ trafo merkezlerindeki cesitli ekipmanlarin test edilmesi igin son
derece uygundur.

AMT205

AMT205 cesitli yonlerde yetenekleri genisletir: cok kiiciik genlikli sinyaller iiretme, mikro diizeydeki degerlerden birkag yiiz birime kadar
sinyalleri 6lgme, biiyiik genlikli sinyaller tiretme ve ekipmanlarin veri odakli testlerini genisletme; bsylece bu alanlarda AMT105'in sinirlamalarini
asar.

Bu tinite, alti adet 32 A'lik akim kaynag ve alti adet 300 V'luk gerilim kaynag: icerir. Bu 6zelliklere ek olarak, akim ve gerilim kaynaklar:
birbirlerine gore yeniden yapilandirilabilir; bu da ¢ok yiiksek giigte ¢ok kiigiik akim ve gerilim sinyallerinin iiretilmesini saglar.

AMT103 - AMT203
Ana unitelerindeki belirli sinyal uretim ve élgim modullerini koruyan bu cihazlar, rutin testlerin bir alt kimesini kapsar ve boylece tim &zellik
setine ihtiya¢ duymayan muhendisler icin ekonomik bir segenek sunar.

e  AMT103: 4x150 — 3x32, 4 ikili/analog giris, 4 ikili ¢ikis, 2 AC/DC giris
e  AMT203: 3x300 — 3x32, 4 ikili/Analog Giris, 4 ikili Cikis, 2 AC/DC Girig

Cihaz ve yazilim ekipmanlarinin siniflandiriimasi
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Her cihazin ézellikleri ve yetenekleri ile AMPRO yaziliminda bulunan test odasi paketi géz énine alindiginda, bu yeteneklerin AMT105 ve
AMT205 iizerindeki kullanim potansiyelleri farklidir. AMPRO iginde bunlar Basit, Gelismis ve Tam Erisim olarak kategorilere ayrilir; béylece her
cihazin kullanicilar, uygulama gereksinimlerine ve satin aldiklar diizeye gére islevlerle galisabilir.
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Elektronik Réle Testi Test Sablonu

Kategori Test segenekleri ‘ AMT103 AMT203
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Test Sablonu

Windows igin guglu AMPRO yazilimi, AMT test cihazinin tum test potansiyelini kullanima sunar.
Kullanicilara, belirli uygulamalar igin optimize edilmis test odalan sunarak test is akislarinda yiiksek
diizeyde otomasyon elde etmelerini saglar.

+ Olgiim ve 6zel koruma fonksiyonlarinin islevsel testi

AMPRO; agin akim réleleri, mesafe (empedans) réleleri veya diferansiyel réleler gibi belirli koruma
fonksiyonlarina ayrilmis 6zel odalar araciligiyla otomatik test icin ¢esitli secenekler sunar.

Bu odalarda, réle karakteristiklerinin grafiksel gésterimi—&rnegin akim-zaman (1/t) egrileri, empedans
diizlemleri vb.—sunlari yapmaniza olanak tanir:

* Test kosullarini grafiksel olarak tanimlama

* Test sonuglarini dogrudan rélenin karakteristik egrisi iizerinde gériintiileme
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AMT Sekansérii

Bu yaklagim, dogrulugu, hizi ve analiz derinligini artirir ve testleri her bir rélenin hassas karakteristiklerine
gore odzellegtirir.

* Genel fonksiyonlarin testi

Fonksiyona 6zgii test odalarinin kapsamadigi 6zel testlerin olusturulmasi ve yaritilmesi isin AMPRO
ayrica genel amagli AMT Sequencer test odasini da igerir.

Bu testler sunlari icerebilir:

* Cok durumlu sekanslar; zamanla veya test edilen rélenin davranisiyla kontrol edilen ve degerlendirmesi
¢alisma siiresi dlgiimlerine

* Degerlerin dogrusal veya darbeli rampa uygulanmasi; degerlendirme, rélenin gekme veya birakma
noktasina gére yapilir

» Manuel test— gerilim, akim, faz agisi, frekans ve diger degerlerin sayisal olarak ayarlanip
uygulanmasiyla

* VEBKO Kontrol Merkezi (VCC)

Dijital rélelerde gesitli fonksiyonlan test etmek igcin VEBKO Control Center (VCC) su olanagi sunar: ayn
test odalarini tek bir kapsamli test planinda birlestirme.

Yuritme sirasinda:

* Plandaki her test odas: sirali olarak ¢aligtirilir.

* Sonunda, test edilen tim fonksiyonlarin sonuglarina iliskin eksiksiz bir rapor otomatik olarak olusturulur.

+Cihaz Testi
AMT cihazinin baglica avantajlarindan biri koruma ekipmanlar iizerinde asagidakiler dahil olmak tizere
cesitli testler gerceklestirebilmesidir:

* Akim Transformatori * Kapasitif Gerilim Transformatérii

* Devre Kesici * Transformator

empedans ve toprak direnci testlerinin yani sira.

Bu testlerde cihaz, enjekte edilen sinyallerin gercek degerlerini ve test edilen cihazdan geri dénen
sinyallerin kesin degerlerini 6lgerek son derece dogru sonuglar elde edilmesini saglar.

Bu testleri gergeklestirmek tizere yazilim, ayarlanan degerlere ve test kosullarina gére degistirilebilen
varsayilan bir kablolama/baglanti semasi sunar; boylece kullanicilar ekipmanin test kosullarini
yapilandirma konusunda tam esneklige sahip olur.

Ozel Test

Yaziimin Ozel Test bslumiinde, kullanicilarin dar kapsamli gérevler igin zaman alici tasarimlar tekrar
tekrar olusturmasini 6nlemek amaciyla, belirli ve sinirli testlere yénelik odalar tasarlanmigtir. Bu odalar
sunlari igerir:

* Test Sablonu * Agint Akim Hizli Testi

* Dugtik ve Asiri Gerilim * Fonksiyon Testi

Bunlarin her biri test otomasyonu siirecini kendi yéntemiyle gelistirir.

AMT Sekansérii; rélelerin ve diger elektrikli ekipmanlarin performansini degerlendirmek igin son derece
esnek bir test odasidir. Bir durum; belirli sinyaller (gerilimler ve akimlar, ikili ¢ikiglar) ve bir sonraki
duruma gegis icin gerekli kosullar tanimlanarak olusturulur. Birden fazla farkl durum, eksiksiz bir test
sekansi olusturacak sekilde ardisik olarak diizenlenebilir. Bir durumdan digerine gegis; sabit bir siirenin
ardindan, manuel olarak veya ikili girislerde meydana gelen bir tetikleme kosulu olustugunda ikili girisler
tzerinden gergeklesebilir.
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Tek tek durumlarin tanimlanmasi

Belirli bir durum iginde, test setinin yapilandiniimis tiim test sinyalleri (gerilim ve akim gikiglar) bagimsiz
olarak genlik, faz ve frekans degerlerinde ayarlanabilir. Gerilim ve akimlarin dogrudan girilmesine ek
olarak yazilim,

simetrik bilesenler gibi tiiretilmis diger parametreleri, , empedans degerlerini ve bias/diferansiyel

| akimlan hesaplayabilir. Dogrudan gerilim ve akim giriglerinin yani sira yazilim, girigleri
b R

— ariza buytklukleri cinsinden, , gii¢ biiyiikliikleri, simetrik bilesenler veya empedanslar olarak da kabul
w::“ edebilir (sabit test akim, sabit test gerilimi veya sabit kaynak empedansi modeli ile).

Mesafe réleleri igin test noktalar, rélenin nominal karakteristigini gésteren empedans diizlemi izerinde
dogrudan tanimlanabilir.

Degerlendirme ve Analiz

Yazilimda él¢iim kosullan bir tabloda gériintilenir. Test yarituldiikten sonra bu tabloya gercekte élgiilen
siireler, sapmalar ve sonuglarin otomatik degerlendirmesi de eklenir. Son siitun, her bir 6genin basarili
veya basarisiz olup olmadigini gésterir.

Tum sinyaller (gerilimler, akimlar ve ikili girisler) grafiksel olarak gériintilenebilir; réle performans
analizini kolaylagtirmak icin sinyaller tek tek etkinlestirilebilir, ayrica belirli zaman noktalarinda
yakinlagtirma yapilabilir. Veri imlegleri zaman domenindeki sinyaller arasinda hassas gezinmeye ve
secilen zamanlardaki degerlerin gériintilenmesine olanak tanir.

Quick

Quick, basit bir kullanici arayuzi sunarken, giiglii yetenekler saglayarak manuel testlerin
gergeklestiriimesine olanak tanir—bu testler ¢ok gesitli koruma réleleri, 6lgiim transdiiserleri, ve diger
ekipmanlar.

Siirekli Rampa, Adimli Rampa

Rampa modu; rélenin ¢ekme ve birakma degerleri gibi esik degerlerini belirlemek icin kullanilir. Rampa
modunda segilen bayuklikler (ér. akim, gerilim, empedans, gii¢ vb.), tanimlanan zaman araliklarinda
belirli bir artis miktariyla artirilir veya azaltilir. Ayni adim sarekli ve tekrarli olarak uygulanir; bir giris durum
degistirene kadar.

Harmonikler

= Harmonikler temel gerilim veya akim bilegenini ve buna eklenen harmonikleri igeren test sinyalleri tretir.
Bu ézellik, 1 kHz degerine kadar AMT105 iizerinde; 2.5 kHz degerine kadar akim kaynaklarinda ve 10
kHz degerine kadar gerilim kaynaklarinda AMT205 (izerinde sinyal iiretimine olanak tanir.

Ornegin: 60. harmonik bir 50 Hz sisteminde veya 50. harmonik bir 60 Hz sisteminde.

Harmonik genlikleri iki sekilde girilebilir:
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*Temel bilesene gére yiizde olarak » mutlak deger
Uretilen harmonik sinyaller:
*Dogrudan gikisa aktarilabilir veya *COMTRADE olarak disa aktarilabilir dosyalari.

Gegici rejim

AMT Asin Akim

Transient modiilii, AMT cihazinin gegici rejim sinyallerini kullanarak test gerceklestirmesini saglar. Gegici
rejim sinyali verileri su kaynaklardan alinabilir:

*Gii¢ sistemi simiilasyon yazilimlan +*Arniza kayit cihazlan

*Test ekipmani

izleme

Bu modail kullanilarak rélenin gérdugi empedans veya diferansiyel-bias akimi igin bir yériinge grafiksel
olarak tanimlanabilir; boylece diferansiyel-bias akimi icin giic salimmi veya doyum algilama gibi énemli

dinamik testler kolayca gergeklestirilebilir. Avantajlari sunlardir:gii¢ salimimi veya doyum algilama.
+ istenen sayida noktanin kolayca tammlanmasi + Test altindaki parametrenin hizi, genligi ve ilerleme yéniiniin ayarlanabilmesi
+ Test altindaki parametrenin degisim yénuniin ayarlanmasi icin  + Empedans ve diferansiyel testlerin her ikisini de destekleme

Agin Akim modali, yénlii ve yonsiiz agin akim rélelerinin otomatik testinde kullanilir; bu testlerde agma
siiresi karakteristigi, akim kademelerinin yénsel sinirlar ve gekme/birakma orani otomatik olarak
degerlendirilir. Yénsel sinirlarin esnek bicimde tanimlanabilmesi sayesinde bu ézellik, kararl durum
toprak arnizasi rélelerinin karakteristiklerini test etmek igin de ideal bir segimdir.

Bu oda, yénsel sektérlerin ve istenen sayida elemanin; fazlar arasi, faz-toprak, pozitif bilesen, negatif
bilesen ve sifir bilesen dahil olmak iizere tanimlanmasini destekler. Her eleman icin agma karakteristigi
ayn ayn segilebilir ve hem akim-zaman (1/t) egrisi hem de yénsel diizlem iizerinde gériintilenebilir.

Su bslumde Asin Akim modiilinde, istenen tim test atislari icin bir dizi anza ¢evrimi ayni anda
tanimlanabilir. Bu 6zellik su ariza tarleri icin gegerlidir:

+ Hatlar Arasi Ariza + Hat-Toprak Arizasi

» Negatif Sira « Sifir Sira

Yazilim, ilgili her bir elemanin karakteristiklerini hem 1/t egrisi hem de I/t egrisi ve yénsel grafik tzerine
bindirir; buna uygulanan ariza tirine yanit veren tim elemanlar da dahildir. Her test atigi igin réle
performansi, izin verilen akim élgiim ve ¢alisma siiresi toleranslar temel alinarak degerlendirilir.
‘Temel Gzellikler

+Test noktas dizilerinin tammlanmasi (ariza tiriine, akim genligi degisimlerine ve akim agisi degisimlerine gore)

*Her test atisi icin performans degerlendirmesi, tum etkin elemanlar dikkate alinarak

«Birlesik test ile tek bir test modiilii icinde tim anza tiirleri ve gevrimler test edilir

*Sinirsiz tanimlama olanag:: karakteristik elemanlar (karakteristik tiirii ve yonsel sektsr) — +Eszamanl kullanilabilirlik: tam eleman ve karakteristik tirleri
*Otomatik degerlendirmeli cekme/birakma karakteristigi testi «Yiik akimu ile veya yiik akimi olmadan test secenegi

*Otomatik raporlama

Zaman karakteristikleri dogrudan bir akim/zaman tablosu olarak girilebilir veya réleler ve tekrar kapamali
kesiciler icin énceden tanimlanmis genis bir karakteristik araligindan segilebilir. Réle karakteristiklerine
yénelik yapilandinimig, hiyerarsik sablonlar sunlari igerir:

+ IEC 60255-4 (BS 142) uyarinca ters zaman karakteristikleri + IAC tipi karakteristikler

+ IEEE denklemine (standart PC37.112) dayali réleye 6zgii egriler
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AMT Distance

Bu karakteristiklerin varyantlar yaygin réle tiirlerini destekler. Ek varyantlar sablon dosyasina
eklenebilir; bunlar arasinda sayisallastinlmis ve Overcurrent Characteristics Grabber

*Asirn Akim Karakteristikleri Yakalama Araci

Overcurrent Characteristics Grabber araci, Overcurrent test modiiliniin tamamlayicisidir. Grafik
gosterimlerinden ters zamanli asin akim rélesi agma karakteristiklerinin gikarilmasina yardimei olur. Bu
ozellik, rélenin karakteristigi bir formil olarak saglanmadiginda ve yalnizca bir grafik olarak mevcut
oldugunda (érnegin rélenin kullanim kilavuzundaki bir gériinta) ézellikle yararhdir.

Mesafe modiilii mesafe rélesi testlerinin tanimlanmasini ve yiritilmesini, empedans elemanlarini
degerlendirerek saglar. islem, tek atigh tanimlar kullanilarak empedans diizleminde (Z-plane)
gerceklestirilir ve karakteristiklerin grafiksel gérsellegtirmesini sunar. Ayrica sunlari saglar:

*Arama ve Kontrol testleri ile bolge erigsimlerinin

*Test parametrelerinin hizalanmasi; bélge erisimleri ve hat agisi ile bagil atiglar

*Sabit Kaynak Empedansi test modeli

+Atis testi, Arama testi ve Kontrol testi

+Atis testi: Test noktalar noktalar tablosuna tek tek eklenir ve otomatik olarak islenir.

+Arama testi: Bélge erisim sinirlari otomatik olarak belirlenir. Bu islem, optimize edilmis bir algoritma
kullanilarak empedans diizleminde tanimlanan arama dogrulari boyunca tarama yapilmasiyla
gerceklestirilir. Bir arama dogrulari kimesi tanimlayabilirsiniz; tanimlanan tim dogrular bir tabloda
kaydedilir ve otomatik olarak islenir.

*Kontrol testi: Test noktalari otomatik olarak bélge tolerans sinirlan tzerine yerlestirilir. Bu diizenekte,
arama dogrularina benzer kontrol dogrular kullanilir; ancak bu durumda test noktalari yalnizca kontrol
dogrularinin bélge tolerans sinirlariyla kesistigi noktalara yerlestirilir. Kontrol testi, rélenin genel testini
gergeklestirmek icin minimum test siiresiyle etkili bir yontemdir ve 6zellikle rutin testler igin yararli olan
hizli uygunluk dogrulamasini mamkan kilar.

*Bagil test tanimlan

Sistemin giiclu 6zelliklerinden biri, test noktalarinin mesafe rélesinin nominal karakteristigine gére
tanimlanabilmesidir (6r. Zone 1'in %90", Zone 1'in %110'u, Zone 2'nin %90", vb.). Bu yaklasimda test
noktalar mutlak olarak R, X, Z veya agi degerleri olarak girilmez; bunun yerine bagil konumlari bélge
erisimlerine ve hat agisina gére tanimlanir.

Bu 6zellik, rélenin gergek ayarlariyla yeniden kullanilabilir test sablonlarinin olusturulmasini ve bu
sablonlarin rélenin gergek ayarlariyla otomatik olarak hizalanmasini saglar; bsylece her yeni réle igin test
noktalarinin yeniden tanimlanmasi gerekmez.
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AMT VI Starting

+Sabit kaynak empedansi modeli

sabit test akimi ve sabit test gerilimi modellerine ek olarak Mesafe modiilii ayrica bir sabit kaynak
empedansi test modeli de sunar. Bu model, Kaynak Empedansi Orani (SIR) gibi parametrelerin 6nem
tagidigi durumlarda ézellikle yararlidir.

*Tek bir test modiiliinde birden ¢ok ariza ¢evriminin test edilmesi

Mesafe modiili, tek bir test ortaminda birden ¢ok anza gevrimine yénelik testlerin gergeklestiriimesi icin
dzel destek sunar; bunlar arasinda faz-toprak (L-N), faz-faz (L-L) ve ii¢ fazl (L-L-L) ariza ¢evrimleri
bulunur.

Tum test modlar (Atis, Arama, Kontrol) icin, ilgili ariza tirine ait kendi test noktalan tablosunu iceren
ayn sekmeler saglanir. Test ayarlari, her ariza gevrimi icin 6zel olarak girilebilir veya birden ¢ok ariza tiirii
icin eszamanh olarak tanimlanabilir.

*Z/t Diyagrami

Bu grafik, belirli bir hat boyunca empedansin fonksiyonu olarak derecelendirilmis agma siresi egrisini
gosterir. Hat, empedans dizleminde tanimlanabilir veya test tablolarindan segilebilir. Ayrica test
noktalarini tanimlayabilir ve degerlendirme sonuglarini dogrudan bu grafik tizerinde gérintileyebilirsiniz.

VI Baglatma ortami testleri, birgok mesafe rélesinde kullanilan Gerilime Bagh Asin Akim Baglatma Karakteristigini
test eder. Ayrica gesitli agiri akim ve dusiik gerilim islevlerinin gergeklestirilmesi igin ideal bir aragtir.

Belirtilen her test noktasi igin bu modiil, gekme, birakma ve bunlarin oranini otomatik olarak belirler.

Faydalar

‘Tanimlama olanagi: ayr karakteristikler icin faz-toprak ve faz-faz arizalar

+ Karakteristiklerin otomatik olarak tanimlanmasi

- Grafiksel test gorsellestirmesine sahip sezgisel kullanici arayiizii

« Tanimlanan karakteristiklere gére otomatik test yuriitme

« Sonuglarin tablo ve grafiklerde agik ve anlasilir sekilde sunulmasi

« Alma (pick-up) ve birakma (drop-off) degerlerinin otomatik olarak belirlenmesi

Diferansiyel koruma diizeneklerinin test edilmesine yénelik kapsamli bir ¢6ziim sunan test sekmeleri
kiimesi.

Bu sekmeler, iic adede kadar sargiya ve alti adede kadar enjekte edilen akima sahip transformatér
diferansiyel korumasi igin 6zellikle uygundur.
Korunan ekipmanin (ér. gii¢ transformatérii), sekonder ekipmanin (ér. CT'ler ve baglantilar) ve rélenin
koruma karakteristiklerinin gelismis modellenmesi, test hesaplamalar igin gerekli verileri saglar.

Test akimlarinin otomatik hesaplanmasi, karmasik, zaman alici ve hataya agik manuel ¢alismayi ortadan
kaldirarak réle testini daha basit, hizli ve daha ekonomik héle getirir. Bu test ¢6ziimiiniin baslca
yetenekleri:

*Tuim aniza tiirleri igin destek: hat-toprak (L-N), hat-hat (L-L), tig fazl (L-L-L)

*Onceden tamimlanmig noktalarda Shot testlerini ve bélge erisimini belirlemek tizere Search testlerini
calistirma olanagi

*Sonuglarin isim levhas: 6zellikleri ve tanimlanan toleranslara gére otomatik degerlendirilmesi ve
analizi

*Otomatik raporlama ile sonuglarin karakteristik egrisi iizerinde grafiksel sunumu

*Gerilime bagh fonksiyonlan bloke etmeye gerek yoktur
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AMT Senkronizator

*Tiim Shot'larin PTP, GPS veya IRIG-B gibi zaman referanslariyla senkronizasyonu

Cok fonksiyonlu rélelerin test edilmesine yénelik temel yetenekler

*Genlik ve faz dizeltmesi daha yiksek dogruluk igin * Ariza tiri
*Transformator isim levhasi verileri ve vektor grubu * Yik akimi
*Ariza/besleme tarafi (primer, sekonder, ...) * CT oranlar ve baglanti semasi

Koruma rélesi performansinin asagidakilere dayali olarak degerlendirilmesi:
*Rslenin galisma karakteristigi (Operating Characteristic) « Sifir bilegeninin elimine edilmesi (Zero Sequence Elimination)
*Bias hesabi (Bias Calculation)

*Diger 6zellikler

*Kolay test icin enjekte edilen 6 akima kadar kontrol destegi: ii¢ sargili transformatér diferansiyel
korumasi

*Transformator digi uygulamalar igin destek; érnegin jeneratsr diferansiyel korumasi testleri
(transformatér modeli gerekmez)

i

Senkronizatér modiilii senkronizasyon siireci igin iki sistemi simiile eder:

+Sistem 1 (sebekeyi temsil eden) sabit genlik ve frekansla tanimlanir.

*System 2 (jeneratérii veya senkronize edilen sistemi temsil eden) degisken genlik ve frekansa sahiptir
ve kontrol edilir.

Senkronizasyonun performans ve degerlendirilmesi
*Yazilim, CB kapama komutunu otomatik olarak senkronizatér cihazindan veya Synchro-Check
rélesinden algilar ve—CB kapama siiresini dikkate alarak—senkronizasyonun izin verilen senkronizasyon
penceresi icinde gerceklesip gergeklesmedigini kontrol eder.
ikinci sistemin (jeneratariin) kontrolii
«ikinci sistemin genligi ve frekans, jeneratériin zaman sabitine gére dogrusal olarak degisebilir.
sikinci ¢ikig, kademeli olarak (rampa seklinde) kontrol edilebilir.
*Otomatik ayarlamali senkronizatérlerde, ikinci sistemin gerilim ¢ikisini kontrol etmek icin agagidaki
kontrol komutlari kullanilabilir:

*Gerilimi artirma/azaltma (V1, V) * Frekansi artirma/azaltma (f1, f|)

Dinamik simiilasyon ve izleme

*Daha gergekgi kosullar i¢in dinamik jeneratér modelleri kullanilabilir.

«ikili komut dizileri (gerilim ve frekans ayari igin) ile gerilim ve frekans degisimleri grafiksel olarak izlenir;
boylece senkronizasyon siireci agikga gérindir.

« Senkronskop icinde uygulanan Vektor Gériiniimi, ikinci sistemin dénen gerilim vektoriinii gorintiler ve
senkronizasyonun tam anini gésterir.

AMT Transdiiser ve Ol¢iim Cihazi
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Transdiiserler ve Olgiim Cihazlan cesitli 6lciim islevlerinin manuel veya otomatik olarak test edilmesi igin
cihaza baglanti saglar; bunlar arasinda sunlar bulunur:

*Aktif giig (tek fazh veya ug fazli) * Frekans

* Reaktif giic (tek fazli veya g fazl) * Akim

* Gorundr gig (tek fazl veya g fazli) * Faz agisi

* DC buyiklikleri (akim, gerilim, giic) * Var-saat
*Giig faktéri (cos ¢) * Watt-saat
*Akimlarin isaretli ortalamasi * Amper-saat
*DC biyuklikleri (akim, gerilim, gig) *Volt-saat

*Gerilim (faz-toprak, faz-faz)

Modiil asagidaki karakteristikleri test edebilir:

* Karesel *Simetrik veya asimetrik

*Dogrusal *Bilesik

Manuel Test modu bir 6lgim transdiserinin yeniden ayarlanmas: (yeniden kalibrasyonu) gerektiginde
kullanilir. Bu modda, transduser igin istenen herhangi bir giris buyukliga tretilebilir. Ayrica bir
karakteristik egrisi tizerindeki temel noktalar arasinda kolayca hareket edebilir ve belirli bir giris
degerindeki transdiiser hatasini gézlemleyebilirsiniz.

Otomatik Test sirasinda, 6nceden tanimlanmis test noktalar tablosu ardisik olarak yuratalar; sonuglar
belgelenir ve degerlendirilir. Burada test noktalari, élgiim transdiiserinin giris degerlerini temsil eder.
Buna ek olarak, transdiiserin giris gerilimindeki veya frekanstaki degisimlere karsi davranisi istege bagl
olarak incelenebilir.

Gok islevli él¢iim cihazlan veya iki déniis yéniine sahip élciim cihazlan icin her bir test islevine yénelik ayri
bir tablo (birden fazla sekmeyle) sunulur. Test satirlari tekrarlanabilir; bu durumda standart sapma,
8lcim cihazi hatasiyla birlikte gésterilir; bu da test sirecinin kendisinin givenilir olup olmadigini
gosterebilir. Test bayiklukleri fazér diyagramlarn biciminde; gerilim, akim ve giig icin grafiksel olarak
gorintilenir. Testler, simetrik veya asimetrik yiik ile; tek fazh lgiim cihazlan (veya g fazl bir 6lgim
cihazinin tek bir elemani) igin ve iig telli veya dért telli slgim cihazlan igin gergeklestirilebilir.

Olgim cihazinin harmonikler veya DC bilesenleri bulundugundaki davranigini incelemek igin asagidaki
akim dalga bigimleri kullanilabilir:
*Harmonik igeren siniis dalgasi (Siniis + Harmonikler) « Saf siniis dalgasi (Sinis)
+DC bileseni igeren siniis dalgas: (Sinis + DC)

Bir PMU (Fazér Olgiim Birimi) temel olarak gerilim ve akimin hassas, gergek zamanl élgiimiine ve fazér
parametrelerinin hesaplanmasina dayanir. Bu cihazlar, zamanlama dogrulugunu saglamak icin GPS
senkronizasyonu kullanir. Buna bagl olarak test seti; gercek sebeke kosullarinin benzetimi, standart
sinyallerin olusturulmasi ve senkronizasyon dogrulugunun dogrulanmasi igin bilesenler igerir.

AMPRO asagidakileri kapsayacaktir:

1.sebeke kogullarinin benzetimi: Yik degisimleri, arizalar ve frekans dalgalanmalar gibi gesitli isletme
kosullarinda gerilim ve akim sinyalleri olusturur. Bu sinyaller PMU giriglerine uygulanir.

2.cikislarin degerlendirilmesi ve karsilagtinlmasi: PMU cikislari, benzetimlerden elde edilen referans
degerlerle karsilagtinlir. Referans degerlerden herhangi bir sapma, PMU performansinda bir yetersizlige
veya dogruluk sorununa isaret edebilir.

3.Kararlilik testi: Anormal kosullar ve sebekedeki ani degisimler altinda PMU performansini
degerlendirmek tizere tasarlanmistir; béylece tim senaryolarda dogru ¢alisma giivence altina alinir.
4.Zamanlama senkronizasyonu dogruluk kontrolii: PMU'nun GPS sinyalleriyle senkronizasyon
dogrulugunu ve bunun cihazin él¢im dogrulugu iizerindeki etkisini dogrular.

5.0tomatik test: Verimliligi ve hizi artirmak, PMU performansinin siirekli izlenmesini mimkin kilmak igin
sistem, testlerin otomatik olarak yuritilmesini desteklemelidir.
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VEBKO KONTROL MERKEZi(VCC)

AMT Akim Transformatorii

AMPRO yazilim odalari, koruma ekipmanlarinin rutin testleri igin kapsamli ve gelismis yetenekler sunar.
VEBKO Kontrol Merkezi (VCC) ile bu odalar, tek bir dosyada benzersiz bigimde birlestirilerek test planlan
olusturabilir.
*Bu teknolojinin avantajlan
*Ekipler veya tesisler arasinda hizli, standartlastinlmis dagitim ve paylasim
*Testlerin kolay bakimi ve giincellenmesi *Birlestirilmis test planlarinin kolayca
olusturulmasi

Bu yetenek, AMPRO'yu tek ve birlesik bir gergeve igcinde karmagik, cok asamali testlerin eksiksiz
yonetilmesini saglayan son derece esnek ve guglu bir arag haline getirir.

Ozetle, bir VCC (VEBKO Kontrol Merkezi) belgesi sunlan igerir:

*Test nesnesi verileri

AMPRO icinde Test Nesnesi, cihazin parametrelerini ve ayarlarini tanimlamak ve modellemek igin giigli
bir ortam olan XRIO formati kullanilarak tanimlanir.

Cihaz/G/¢/kablolama bilgileri

Donanim yapilandirmasinda belirtilir ve test plani boyunca tim gémiilii test modiillerinin kullanimina
sunulur.

*Test ayarlarini igeren test odalar: (test noktalari vb.)

Goémiilt odalarin sayisi ve tiri, gerceklestiriimek istenen testlere baghdir. Genel tanimdan aktarildiklar
icin testler, degistirilen test nesnesi ayarlarina otomatik olarak uyarlanir. LinkToXRIO kullanilarak
kullanici, test noktalarini ve degerlendirme kosullarini tanimlamak tzere kullanici tanimlh eklemeler dahil
tum réle parametrelerine erisebilir.

«Grafikler, yardim metinleri vb. (istege bagh)

Sartnameye gére yiriitme sirasinda test ysnlendirmesi (ér. kablolama gérselleri, inceleme talimatlari),
Duraklatma Modiilii ve Metin Gériiniimii tarafindan desteklenir.

*XRIO ile Test Nesnesi tanimi

Bir rélenin ayarlariyla ilgili tim veriler XRIO icinde saklanr. ilgili veriler manuel olarak girilebilir veya ice
aktarilabilir. Test nesnesi parametreleri, diger test planlarinda kullaniimak iizere disa aktanlabilir.
*LinkToXRIO

LinkToXRIO test odalarinin test nesnesi parametrelerini dogrudan kullanmasini saglar. Bir parametre
degisirse test planini degistirmeye gerek yoktur; plan, belirtilen testleri giincellenmis parametreyle
ydratar.

*XRIO dénistiiriiciileri

XRIO déniistiiriiciileri rolelerin dahili parametre yapilarindaki mevcut verileri verimli bigimde dénustirr.
Giderek genisleyen roleye 6zgi XRIO dénustiricileri kituphanesi, cihaz kilavuzunda belgelenen koruma
parametreleri ve teknik ayrintilara dayali olarak koruma islevleri ve toleranslarina iliskin veri modelleri
saglar (6r. empedans bélgeleri, 1/t egrisi sekilleri, vb.).

Bu oda, akim transformatérleri (CT'ler) icin asagidakiler basta olmak iizere bir dizi 6zel test igerir:
*Sekonder Yik *Doyma
*Sargi Direnci *CT Orani ve Yiik

Bu testlerde gergek sinyal degerleri hassas bicimde élguliir ve her teste 6zgu prosediirler uygulanir;

sonuglar yiiksek dogrulukla hesaplanarak sonug tablosuna kaydedilir. Sistem, gesitli test yontemleri
uygulayarak genis bir CT sinifim ve spesifikasyonlarini degerlendirecek sekilde tasarlanmistir. Bu
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yaklasim, CT'lerin test ve dogrulama sireglerindeki teknik ve performans gerekliliklerinin kapsamli
bicimde karsilanmasini saglar.

AMT Devre Kesici

Bu oda, devre kesicilerin degerlendiriimesine yonelik asagidakiler dahil kapsamli bir temel test seti sunar:
B B & +Dinamik Direng Olgimi (DRM) +Zamanlama Testi

S b il +Kontak Direnci *Motor Akimi

= = e - = *Minimum ¢cekme

Her sekme iginde, kullanicinin ihtiyaglarina ve test edilen devre kesicinin tirine gére cesitli testler
gerceklestirilebilir.

Test sonuglar, yilkksek hizli 6rnekleme ile 12.5 mikrosaniyeye (80 kHz) kadar alinir ve performans
analizi i¢in yuksek dogruluk saglar.

Kullanicilar kabul edilebilir araliklari ve parametreleri tanimlayabilir; yazilim, sonuglan akill bigimde

degerlendirip raporlar ve bu ayarlara gére sonugla risunar.

AMT Transformatér

e . Bu oda, ¢ok gesitli giig transformatérlerini farkli vektér gruplar, gerilim seviyeleri ve kademe degistirici
- 5 T tipleriyle destekler. Transformatér etiket bilgileri girildikten sonra, uygulanabilir testler ekipman tipine
- gore otomatik olarak géruntulenir ve kullanici istedigi testleri segip galistirabilir.

3 — 3| Byt Bu odada sunulan temel testler sunlardir:

*Vektor grubu kontrold, dénisum orani, ve bosta ¢calisma akimi
*Yizde empedans (UK%) élgimii

+Dinamik Direng Olgiimii (DRM)

+Vektsr grubu dogrulamasi (Vektsr Grubu Kontroli)

+Sifir bilesen empedansi élgimu

*DC direng élgimii

*Aki bsliigtim testi
*Kademe siirekliligi degerlendirmesi
+ Bosta galisma akimi élgimii

Tim testler tamamlandiktan sonra, Miknatissizlandirma sekmesi, transformatériin demanyetizasyonunu
saglar ve devreye alma ile isletim sirasinda olusabilecek sorunlarin 6nlenmesine yardimei olur.

AMT Kapasitif Gerilim Transformatérii

Bu oda, kapasitif gerilim transformatérleri (CVT'ler) icin asagidakileri iceren 6zel testlerden olusur:

*Sekonder yik + CT orani ve yiiki

+Sargi direnci *Yiizde Empedans (UK%)

*Doyma

Her test, gergek sinyalleri hassas bicimde élcer ve 6zel prosediirleri uygular; sonuglan dogru sekilde
hesaplayarak sonug tablolarina kaydeder.

Bu testler, farkli CVT siniflan ve teknik 6zelliklerini kapsamli bigimde kapsayacak gesitli yontemlerle
tasarlanmistir; béylece CVT test ve degerlendirmesindeki farkli teknik gereksinimleri karsilar.

AMT Direng
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Bu oda ayrica direng, empedans, endiiktans ve kapasitans dahil olmak iizere temel elektriksel
parametrelerin hassas él¢imii igin bir platform gérevi gériir. Ozel islevlere sahip iki 6zel sekme sunulur:
Direng sekmesi

Gesitli konfigurasyonlarda yiksek dogruluklu direng élgimlerine uygundur; test kosullar, incelenen belirli
ekipmana veya devreye gére uyarlanabilir.

" ‘Empedans sekmesi

empedans, endiiktans ve kapasitans olgumii igin iki yaygin test yontemini destekler:
*Gerilim &l¢imiyle akim enjeksiyonu *Akim él¢timiiyle gerilim uygulamas:

Bu cift yéntemli tasarim, testlerin yuratilmesinde yiiksek esneklik saglar ve genis bir ekipman ve devre
yelpazesinde hem AC ve DC parametrelerinin él¢iilmesine olanak tanir.

AMT Otomatik Tekrar Kapamali Kesici

otomatik tekrar kapamali kesici test odasi—periyodik ve tekrarlanabilir testler icin test planlarinin ve

standart sablonlarin tanimlanmasina yénelik kapsamli konfigiirasyon olanaklariyla— gii¢ dagitim

e e sebekelerindeki ekipmanlarin dogrulanmasi igin verimli bir platform olarak tasarlanmistir. Sistem,

' S parametrik testleri destekleyerek tekrar kapamali kesici performansinin hassas bigimde
degerlendirilmesini ve test is akislarinin tamamen otomatiklestirilmesini saglar.

Ayrica, Noja, Tavrida, Entec, Schneider, Nu-Lec ve Eaton Cooper tarafindan iretilen otomatik tekrar
kapamali cihazlar tamamen uyumludur; Vebko AMT ile sorunsuz entegrasyon ve gelismis, otomatik
testlerin yuritalmesini saglar. Bu teknik uyum, ekipman giivenilirligini artirir, isletme hatalarini azaltir ve
bakim ve test siireclerini optimize eder.

AMT RGround

i = — RGround Test Odasi; topraklama sisteminin direncini incelemeye ve degerlendirmeye yénelik asagidaki
dzel testleri icerir:

. = *Topraklama Direnci Olgimu *Topraklama Déngusi Direnci Olgimu *Topraklama Sistemi Sireklilik Testi
- Standart ysntemler ve hassas 6lciim cihazlar kullanilarak gercek topraklama direnci degerleri &lgiiliir;
ardindan her test profesyonel olarak analiz edilir ve sonuglar ilgili raporlara kaydedilir.
T Birden ¢ok sl¢iim yénteminin uygulanmasiyla, farkli 6zelliklere sahip genis bir topraklama kosullari ve
sistem tiirleri yelpazesi kapsanir ve dogru degerlendirme yapilir.
Bu ¢éziimler, mithendislerin ve teknisyenlerin topraklama sistemini kapsamli bicimde degerlendirmesine

ve diizeltici faaliyetleri planlamasina yiiksek hassasiyetle olanak tanir.

Test Sablonu
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Fonksiyon Testi

Bu test odasinda, genis kapsamli koruma testlerinin gergeklestirilmesini saglayan kapsamli ve gelismis bir
altyapi kurulmustur.

Kullanici, akim, gerilim, yénlii ve yénlii toprak arizas: réleleri igin hassas ve yapilandinlmig testler
gergeklestirebilir. Basit kontak tipli rélelerin degerlendirilmesi de bu ortamda desteklenir.

Tum testler, kullanicinin girdigi ayarlara gére gergeklestirilir; sonuglar tanimlanan parametrelere uygun
olarak analitik ayrintilarla kaydedilir ve sunulur.

Asin Akim Hizh Testi

Bu bélimde, test ve isletme mihendislerinin ihtiyaglarini karsilayacak sekilde, yapilandiriimis ve
kategorilere ayrilmis islev testleri seti tasarlanmis ve uygulanmistir; bu set, otomatik testlerin
uluslararasi gerekliliklere uygun olarak gergeklestiriimesini saglar. Bu yetenek, kabul gérmiis performans
sertifikalarinin alinmasinda kilit rol oynar.

Su anda bu test odasinda asagidaki otomatik testler desteklenmektedir:

*Akim rélesi testi (IEC 60255-151) +Gerilim rélesi testi (IEC 60255-127)

Yénli role testi (IEC 60255-149)

Test odasi altyapisi, dinamik genigslemeye uygun sekilde tasarlanmistir; béylece gelecekte yeni
standartlar eklenebilir. Surekli giincellemeler, bu sistemi giivenilir bir segenek haline getirerek
standartlara dayal: testlerin gerceklestiriimesini ve sonuglarin belgelenmesini saglar.

Alt-Ust Gerilim

Bu test odas, 6zellikle elektromekanik roleler icin yitksek burden degerine sahip olacak sekilde
tasarlanmis ve donatilmistir. Donanim ve yazilim altyapisi, genellikle eski sistemlerde kullanilan bu
ekipman sinifinin hassas bicimde test edilmesini saglamak iizere gelistirilmistir.

Yazihm, test siirecinin eski nesil cihazlara benzer sekilde miimkiin olan en basit bicimde
yuritulebilmesini saglayacak sekilde tasarlanmigtir. Kullanici, yalnizca birkag diigmeye basarak testi
baglatabilir; sonuglar otomatik olarak ve yapilandinlmis bicimde kaydedilir. Bu 6zellik yalnizca test hizini
ve dogrulugunu artirmakla kalmaz, ayni zamanda geleneksel sistemlere asina uzmanlar icin ekipmanin
kullanimini da kolaylastirir.

AMT205'in Ozel Hzellikleri

Alt/Ust Gerilim odas, gerilim koruma rélelerinin performansini test etmek ve degerlendirmek iizere 6zel
olarak tasarlanmstir. Cesitli araliklardaki gerilim ¢ékmesi ve yiikselmesi kosullarinin hassas bicimde
simile edilmesini ve rélenin bu kosullara verdigi yanitin incelenmesini saglar.

Kullanici, kademe sayisini, fonksiyon tiirlerini, esik degerlerini, zaman gecikmelerini ve agma/kapama
kogullarimi tanimlayarak gerekli testleri hassas bigimde yuriitebilir. Sistem, gerilim degisimleri meydana
gelirken rélenin yanitini gergek zamanli olarak kaydeder; ardindan sonuglar yapilandinlmis bicimde analiz
eder ve tablolar ve grafikler halinde sunar.

Bu oda, réle performansinin farkl yiik ve gerilim kosullar altinda test edilmesini destekler ve rélelerin
gerilim koruma standartlarina uygun olarak iletim ve dagitim sebekelerinde degerlendirilmesi igin etkili
bir arag gérevi gorar.
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Rogowski bobinleri

AMT 205—koruma ekipmanlarinin test edilmesi ve similasyonu igin gelismis bir arag olarak—uzmanlara
bircok 6ne cikan yetenek sunar. Temel ézellikler sunlardir:
1.Kaynak Tiirii Degistirme (akim/gerilim)

Bu 6zellik, kullanicinin her kanali bir gerilim kaynagi veya akim kaynagi olarak yapilandirmasina olanak
tanir. Bu esneklik, ézellikle giic sebekelerindeki farkli ariza kogullarinin simiile edilmesi sirasinda ¢esitli
koruma cihazlarinin test edilmesine yénelik cihazin kullanim alanini genisletir.
2.Kaynak Bagina Gériintiileme Tiirii

Her kaynak igin ekrandaki gérintileme gerilim degeri ile akim degeri arasinda degistirilebilir. Bu 6zellik,
testler sirasinda elektriksel parametrelerin kullanilabilirligini ve izleme dogrulugunu artirir.
3.Kaynak Bagina Olgekleme Faktorii

Gikis sinyali seviyelerini ayarlamak igin élgekleme faktérleri uygulanabilir. Bu, ekipman davraniginin farkl
Slgeklerde simile edilmesi veya élgim bobinlerinin, érnegin Rogowski Bobini'nin 6zellikleriyle hassas
bicimde eslestirilmesi icin gereklidir.
4.Sanal kaynaklar ve sanal ikili/analog G/¢

Cihaz, 128 adede kadar sanal ikili giris ve ¢cikis tanimlamayi ve yayinlamay: ve abone olmay: ¢ok sayida
GOOSE cercevesine destekler. Gergek veya sanal bir ikili ¢ikis birden fazla éznitelige baglanarak cesitli
koruma senaryolarini gercek zamanl olarak simiile edip test edebilir.

IEC 61850 protokolii

Rogowski bobinleri, hizli ve gegici AC akimlarini 6lgmek igin kullanilir ve modern koruma ekipmanlarinda
yaygin olarak tercih edilir. Bu bobinlerin uygun sekilde test edilmesi; yiiksek dogruluk, yeterli kararlilik ve
elektromanyetik guriltu bagigikligi sunan sinyal kaynaklari gerektirir.

AMT 205, gelismis dahili devre tasarimi, hassas sinyal filtreleme ve kanallar arasi izolasyondan
yararlanarak son derece dogru ve kararl dalga bigimleri tiretebilir. Ayrica giic kaynagi ve kontrol
devrelerinde giincel teknolojilerin kullanilmasi, ¢evresel parazitlere karsi ¢ok yiiksek dayanim saglar; bu da
cihazi, Rogowski Bobini kullanilarak yiiksek akimli ariza kosullarinin simiile edilmesi gibi hassas testler
icin tamamen uygun kilar.

AMT 205, koruma sistemi miihendislerinin giincel ihtiyaglarina odaklanarak IEC 61850 protokolii igin,
ézellikle SV (Orneklenmis Degerler) ve GOOSE mesajlasmas: alanlarinda gelismis yetenekler sunar.

*GOOSE(Genel Nesne Yénelimli Trafo Merkezi Olayi)

Bu cihaz, 128 adede kadar sanal ikili giris ve cikis tanimlamayi destekler ve ¢ok sayida yayinlama
(Publish) ve abone olma (Subscribe) islemini GOOSE cergevesi icin mimkiin kilar. Bir gergek veya sanal
ikili gikig da birden fazla éznitelige baglanabilir; boylece cesitli koruma senaryolar gergek zamanl olarak
simile edilip test edilebilir.

hassasiyet ve hizindan yararlanilarak AMT 205'in gercek ¢alisma kosullarinda GOOSE cercevelerini anlik
olarak géndermesi ve almasi mimkiin olur; bu da rélelerin ve koruma sistemlerinin dogru calismasini
degerlendirmek ve dogrulamak icin giiclii bir arag saglar.
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*SV(Orneklenmis Deger)

= '~ AMT 205, IEC 61850-9-2 ve IEC 61850-9-2LE destegiyle Grneklenmis Deger (SV) simiilasyonu ve testi
' =77 7 777 cin gelismis yetenekler sunar.
Cihaz, 10 adede kadar SV akisi olusturup yénetebilir ve paket bagina 8 adede kadar ASDU tanimlamaya
olanak tanir.
Yayinlama modunda, 20 adede kadar ézniteligi gercek ve sanal analog ¢ikislara baglayabilir ve bunlari
e belirtilen protokoller tizerinden hassas bigcimde yayinlayabilirsiniz.
Abone olma modunda cihaz, 10 adede kadar SV akigini alabilir, yakalayabilir ve analiz edebilir; bu
islemleri sanal analog girisler Gizerinden gergeklestirir.

Bu ozellikler birlikte, AMT 205'i Grneklenmis Deger tabanl ekipmanlarin test edilmesi igin gigli bir arag
haline getirir ve koruma ve élgiim sistemlerindeki isletme senaryolarinin kapsamli bigimde
degerlendirilmesini saglar.
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